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OGLOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jezeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczacej zmiany warunkéw okreslonych w
pierwotnym ogtoszeniu o zamowieniu, konieczne moze okazac sie przedtuzenie poczatkowo przewidzianych
termindéw ze wzgledu na zachowanie zasady réwnego traktowania oraz warunkéw konkurencyjnosci
zamoéwienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jezeli

jest znany)

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12

Miejscowosc¢: Gdansk Kod pocztowy: 80-233

Panstwo: PL

Punkt kontaktowy: Politechnika Gdanska Biuro Projektu Centrum Tel.: +48 583486367
Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej

Osoba do kontaktow: Jakub Pogorzelski

E-mail: jakpogor@pg.gda.pl Faks: +48 583472913

Adresy internetowe (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej (URL): http://www.pg.gda.pl

Adres profilu nabywcy (URL): http://www.pg.gda.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
@ Instytucja zamawiajaca (w przypadku zaméwienia objetego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

O Podmiot zamawiajacy (w przypadku zamoéwienia objetego przepisami dyrektywy 2004/17/WE — Zamobwienia
sektorowe)
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SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OPIS

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez instytucje zamawiajaca (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
Dostawa zestawu mikroskopdéw dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdanskiej ZP/259/050/D/11

11.1.2) Krétki opis (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych - wolnych od wszelkich wad, bez wczes$niejszej

eksploataciji i nie bedacych przedmiotem praw osoéb trzecich czterech mikroskopow: trzy mikroskopy AFM i jeden
mikroskop STM wraz z kompatybilnymi akcesoriami zwanym dalej ,Zestawem”. Realizacja odbywa sie w ramach
projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskie;j.

Przedmiot zamdwienia bedzie stuzyt jako narzedzie dydaktyczne. W sktad zestawu wchodzg cztery mikroskopy.
Dwa z nich powinny spetnia¢ parametry i wlasciwosci przedstawione w zataczniku nr 7 pkt. 1 a) do SIWZ , trzeci
mikroskop powinien spetnia¢ minimalne parametry i wkasciwosci przedstawione

w zatgczniku nr 7 pkt. 1 b) do SIWZ, czwarty mikroskop powinien spetnia¢ minimalne parametry

i wlasciwosci przedstawione w zatgczniku nr 7 pkt. 1 ¢) do SIWZ.

2. W sktad zestawu powinny znalez¢ sie rowniez kompatybilne akcesoria:

- 400 sond typu kontaktowego

- 400 sond do trybu przerywanego kontaktu

- 2 prébki wzorcowe

- 3 stoliki pasywne antywibracyjne

- 1 stolik aktywny antywibracyjny

- komputer przenosny dla prowadzacego zajecia wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na dostarczanych
mikroskopach.

3. W sktad przedmiotu zaméwienia wchodzi takze doposazenie zestawu zwane dalej ,doposazeniem”, o parametry
i wiasciwosci opisane w zatgczniku 7 pkt. 2 do SIWZ. Pierwszg kategorie stanowig funkcje i konstrukcja
mikroskopéw AFM, ktore znaczaco utatwiajg prace w warunkach dydaktycznych. Drugg kategorig sg dodatkowe
funkcje pomiarowe mikroskopéw AFM . Trzecig kategorig jest doposazenie mikroskopu STM.

Zamawiajagcy dopuszcza doposazenie o wszystkie badz wybrane przez Wykonawce elementy. Doposazenie jest
drugim obok ,CENY” kryterium oceny ofert — ,Kryterium Przedmiotowe” — szczegdtowa punktacja zawarta jest w
rozdziale XII. SIWZ ,Kryteria oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty”.

Wykonawca moze uzyska¢ dodatkowo maksymalnie 60 pkt. jezeli oferta zapewni, ze w skitad zestawu

w przynajmniej jednym mikroskopie znajdzie sie dodatkowy sprzet, parametr, funkcja.

Uwagal

Doposazenie mikroskopdw AFM nie musi znalez¢ sie w jednym mikroskopie. Zamawiajagcy dopuszcza
zainstalowanie dodatkowego sprzetu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, ze sposéb konfiguracji gwarantuje
prawidtiowg prace. Doposazenie musi by¢ kompatybilne z mikroskopami spetniajgcymi minimalne parametry
przedstawione w zataczniku 7 pkt 1 a), b) i ¢) do SIWZ.

W sktad kazdego mikroskopu wchodzi rowniez kompatybilny komputer wraz z oprogramowaniem zapewniajgcym
sterowanie pracg mikroskopu, opracowanie i prezentacje danych pomiarowych.

Szczegoly odnosnie licencji na oprogramowanie zawarte jest w § 5 wzoru umowy bedgcym zatgcznikiem

nr 5 do SIWZ.

4. Dostawa ma odby¢ sie w miejsce wskazane w Specyfikacji w rdz. lll pkt 2 SIWZ, wraz z instancjg

i dwu dniowym szkoleniem instruktazowym.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowang w momencie podpisania protokotu odbioru — zatacznik

nr 6 do SIWZ bez zastrzezen przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci dostarczanego zestawu Zamawiajgcy odmoéwi odbioru.

W przypadku zaistnienia wyzej wymienionej sytuacji naliczone zostang odsetki karne — szczegoétowe informacje
dotyczace warunkéw odbioru i szkolenia zawarte sg we wzorze umowy bedacym zatgcznikiem nr 5 do SIWZ.

11.1.3) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) (podano w pierwotnym ogfoszeniu)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 38510000
Dodatkowe przedmioty 80510000
48000000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
@ Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca /podmiot zamawiajacy (podano
w pierwotnym ogtoszeniu, o ile dotyczy)
zp/259/050/D/11

IV.2.2) Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszen przestanych droga elektroniczng (jezeli sq
znane):

Pierwotne ogtoszenie przestane przez:
® SIMAP
O 0JS eSender

Login: ENOTICES_JakubPogorzelski

Dane referencyjne ogtoszenia: 2011-119558 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja (jezeli dotyczy)

Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2011/S z dnia (dd/mm/rrrr)
165-272737 30/08/2011

IV.2.4) Data wystania niniejszego ogloszenia:
26/08/2011 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE

VI1.1) OGLOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczy¢ tyle punktéw, ile jest to konieczne)

O Procedury niepetnej
@® Sprostowania
@ Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPELNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMOWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczy¢ tyle punktéw, ile jest to konieczne)

O Zamodwienia nie udzielono.

O Postepowanie o udzielenie zamdwienia zostata przerwane.
O Postepowanie o udzielenie zaméwienia uznano za nieskuteczne.

O Zamowienie moze byé przedmiotem ponownej publikaciji.

V1.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; nalezy okreslic miejsce, w ktérym tekst lub daty majg byc¢ zmienione lub dodane, prosze zawsze
podawac odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogfoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi

informacjami.

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca
O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacja, przekazang przez instytucje zamawiajaca

O W obu przypadkach

V1.3.2) Ogloszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

® W ogtoszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej (wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach (wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu (jezeli dotyczy)

wolnych od wszelkich wad, bez
wczesniejszej
eksploatacji i

przedmiotem praw osob trzecich
czterech  mikroskopdéw:  trzy
mikroskopy AFM i jeden
mikroskop STM  wraz z
kompatybilnymi akcesoriami
zwanym dalej ,Zestawem”.
Realizacja odbywa sie w ramach
projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki
Gdanskie;.

Przedmiot zaméwienia bedzie
stuzyt jako narzedzie

dydaktyczne. W skfad zestawu
wchodzg cztery mikroskopy.

nie bedacych|i

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniany tekst:

I1.1.5) Krotki opis zamoéwienia lub|1. Przedmiotem zamowienia jest| 1. Przedmiotem zamowienia jest
zakupu(ow) dostawa fabrycznie nowych -|dostawa fabrycznie nowych -

wolnych od wszelkich wad,
bez wczesniejszej eksploataciji
nie bedacych przedmiotem
trzecich czterech
mikroskopow: trzy mikroskopy
AFM i jeden  mikroskop
STM wraz z kompatybilnymi
akcesoriami  zwanym  dalej
.Zestawem”. Realizacja odbywa
sie w ramach projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki
Gdanskie;.

Przedmiot zaméwienia bedzie
stuzyt jako narzedzie
dydaktyczne. W skfad zestawu
wchodzg cztery mikroskopy.
Dwa z nich powinny

praw 0sob
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Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno byé:

Dwa z nich powinny
spetnia¢ parametry i wtasciwosci
przedstawione w zatgczniku nr 7
pkt. 1 a) do SIWZ , trzeci
mikroskop powinien spetniac
minimalne parametry
wtasciwosci przedstawione
w zatgczniku nr 7 pkt. 1 b)
do SIWZ, czwarty mikroskop
powinien spetnia¢ minimalne
parametry

i wiasciwosci przedstawione w
zatgczniku nr 7 pkt. 1 ¢) do SIWZ.
2. w sktad zestawu
powinny znalez¢ sie rowniez
kompatybilne akcesoria:

- 400 sond typu kontaktowego

- 400 sond do trybu
przerywanego kontaktu
- 2 probki wzorcowe

- 3 stoliki
antywibracyjne

- 1 stolik aktywny antywibracyjny
- komputer przenosny
dla prowadzacego  zajecia
wraz z  oprogramowaniem
zainstalowanym na
dostarczanych

mikroskopach.

3. Wi sktad przedmiotu
zamoéwienia  wchodzi  takze
doposazenie zestawu zwane
dalej ,doposazeniem”, 0
parametry

i wlasciwosci  opisane w
zatgczniku 7 pkt. 2 do SIWZ.
Pierwszg kategorie stanowig
funkcje i konstrukcja
mikroskopow AFM, ktére
znaczaco utatwiajgq prace
w warunkach dydaktycznych.
Druga kategorig sg dodatkowe
funkcje pomiarowe mikroskopéw
AFM . Trzecig kategorig jest
doposazenie mikroskopu STM.
Zamawiajacy dopuszcza
doposazenie o wszystkie badz
wybrane przez Wykonawce
elementy. Doposazenie jest
drugim obok ,CENY” kryterium
oceny ofert —  Kryterium
Przedmiotowe” — szczegoétowa
punktacja zawarta jest w
rozdziale Xll. SIWZ ,Kryteria

pasywne

oceny ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty”.
Wykonawca moze  uzyskac

dodatkowo maksymalnie 60 pkt.

spetnia¢ parametry i wtasciwosci
przedstawione w zatgczniku nr
7 pkt. 1 a) do SIwWz |,
trzeci mikroskop powinien
spetnia¢  minimalne parametry
i wiasciwosci przedstawione w
zatgczniku nr 7 pkt. 1 b) do SIWZ,
czwarty mikroskop powinien
spetnia¢c  minimalne parametry
i wiasciwosci przedstawione w
zatgczniku nr 7 pkt. 1 ¢) do SIWZ.
2. w sktad zestawu
powinny znalez¢ sie rowniez
kompatybilne akcesoria:

- 400 sond typu kontaktowego

- 400 sond do  trybu
przerywanego kontaktu
- 2 probki wzorcowe

- 3 stoliki
antywibracyjne

- 1 stolik aktywny antywibracyjny
- komputer przenosny
dla prowadzacego  zajecia
wraz z  oprogramowaniem
zainstalowanym na
dostarczanych mikroskopach.

3. W sktad przedmiotu
zamoéwienia  wchodzi  takze
doposazenie zestawu zwane
dalej ,doposazeniem”, 0
parametry i wtasciwosci opisane
w zatgczniku 7 pkt. 2
do SIWZ. Pierwsza kategorie
stanowig funkcje i konstrukcja
mikroskopoéw AFM, ktére
znaczaco utatwiajgq prace
w warunkach dydaktycznych.
Druga kategorig sg dodatkowe
funkcje pomiarowe mikroskopéw
AFM . Trzecig kategorig jest
doposazenie mikroskopu STM.
Zamawiajacy dopuszcza
doposazenie o wszystkie badz

pasywne

wybrane przez Wykonawce
elementy. Doposazenie jest
drugim obok »,CENY”
kryterium  oceny  ofert —

.Kryterium  Przedmiotowe” —
szczegotowa punktacja zawarta
jest w rozdziale XII.
SIWZ ,Kryteria oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej
oferty”.  Wykonawca  moze
uzyskaé dodatkowo
maksymalnie 60 pkt. jezel
oferta zapewni, ze w
sktad zestawu w przynajmniej
jednym  mikroskopie  znajdg
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Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno byé:

jezeli oferta zapewni, ze w sktad
zestawu

w przynajmniej jednym
mikroskopie znajdzie sie
dodatkowy sprzet, parametr,
funkcja.

Uwaga!

Doposazenie mikroskopéw AFM
nie musi znalez¢ sie
w jednym mikroskopie.
Zamawiajacy dopuszcza
zainstalowanie dodatkowego
sprzetu w rozbiciu na 3
pod warunkiem, Zze sposob
konfiguracji gwarantuje
prawidiowg prace. Doposazenie
musi  by¢ kompatybilne z
mikroskopami spetniajgcymi
minimalne parametry
przedstawione w zatgczniku 7
pkt 1 a), b) i c) do SIWZ.

W sktad kazdego mikroskopu
wchodzi rowniez kompatybilny
komputer wraz z
oprogramowaniem
zapewniajgcym

sterowanie pracg mikroskopu,
opracowanie i  prezentacje
danych pomiarowych.
Szczegoly odnosnie licencji na
oprogramowanie zawarte jest w
§ 5 wzoru umowy bedgacym
zatgcznikiem

nr 5 do SIWZ.

4. Dostawa ma odby¢é sie w
miejsce wskazane w Specyfikacji
w rdz. lll pkt 2 SIWZ, wraz z
instancjg

i dwu dniowym szkoleniem
instruktazowym.

Dostawa zostanie uznana za
zrealizowang ~w  momencie
podpisania protokotu odbioru —

zatgcznik
nr 6 do SIWZ bez zastrzezen
przez przedstawiciela

Wykonawcy i Zamawiajgcego.
W  przypadku  stwierdzenia
niezgodnosci dostarczanego
zestawu Zamawiajgcy odmowi
odbioru.

W przypadku zaistnienia wyzej
wymienionej sytuacji naliczone
zostang  odsetki karne -
szczegotowe informacje
dotyczace warunkoéw odbioru i
szkolenia zawarte sg we wzorze

dodatkowe wymienione funkcje
(z wylaczeniem ,Konstrukcja
mikroskopoéw AFM
umozliwiajgca wymiane sondy
skanujgcej bez koniecznosci
justowania uktadu lasera
(detekcyjna belka)” ten parametr
powinien znalez¢é sie we
wszystkich mikroskopach AFM).

Uwaga! Doposazenie
mikroskopéw AFM nie musi
znalez¢ sie w jednym
mikroskopie. Zamawiajacy
dopuszcza zainstalowanie

dodatkowego sprzetu w rozbiciu
na 3, pod warunkiem, ze
sposob konfiguracji gwarantuje
prawidiowg prace. Doposazenie

musi  by¢ kompatybilne z
mikroskopami spetniajgcymi
minimalne parametry

przedstawione w zatgczniku 7
pkt 1 a), b)ic)do SIWZ. W sktad
kazdego mikroskopu wchodzi
réwniez kompatybilny komputer
wraz z  oprogramowaniem
zapewniajgcym sterowanie
pracg mikroskopu, opracowanie

i prezentacje danych
pomiarowych. Szczegoly
odnosnie licencji na

oprogramowanie zawarte jest w
§ 5 wzoru umowy bedgacym
zatgcznikiem nr 5 do SIWZ.

4. Dostawa ma odby¢ sie w
miejsce wskazane w Specyfikacji
w rdz. lll pkt 2 SIWZ, wraz
z instancjig i dwu dniowym
szkoleniem instruktazowym.
Dostawa zostanie uznana za
zrealizowang ~w  momencie
podpisania protokotu odbioru
—  zalgcznik nr 6 do
SIWZ bez zastrzezen przez
przedstawiciela Wykonawcy i
Zamawiajgcego. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci
dostarczanego zestawu
Zamawiajgcy odmowi odbioru.
W przypadku zaistnienia
wyzej  wymienionej  sytuacji
naliczone zostang  odsetki
karne — szczegotowe informacije
dotyczace warunkoéw odbioru i
szkolenia zawarte sg we wzorze
umowy bedacym zatgcznikiem nr
5 do SIWZ.
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Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno byé:

umowy bedacym zatgcznikiem nr
5 do SIWZ.

Nie dopuszcza sie  ofert
czesciowych.
Nie dopuszcza sie  ofert
wariantowych.

[11.2) WARUNKI UDZIALU

[11.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow,
w tym wymogi dotyczace wpisu do rejestru

zawodowego lub
handlowego Informacje i

formalnosci
konieczne do dokonania oceny spetniania

b)  posiadania
doswiadczenia

Zamawiajgcy uzna warunek za
spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze zrealizowat nalezycie
w okresie ostatnich trzech

wiedzy

Zamawiajgcy uzna warunek za
spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze zrealizowat nalezycie
w okresie ostatnich trzech
lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres

wymogow: lat przed uptywem terminu|prowadzenia dziatalnosci jest
skladania ofert, a jezeli okres|krotszy — w tym okresie
prowadzenia dziatalnosci jest dostawy(maksymalnie  cztery,
krétszy — w tym okresie dostawy minimalnie jedna dostawa) w
w sktad, ktérych znalazty sie|sktad, ktérych znalazly sie cztery
przynajmniej cztery mikroskopy.| mikroskopy. taczna wartosc
taczna wartosé wskazywanych mikroskopow nie
wskazywanych mikroskopow nie|moze by¢ mniejsza niz 550
moze by¢é mniejsza niz 550|/000,00 zt brutto. W przypadku
000,00 zt brutto. gdyby  Wykonawca wykazat
W przypadku gdyby Wykonawca|wartos¢ w innej walucie niz
wykazat wartos¢ w innej walucie|PLN. Zamawiajagcy w celu
niz PLN. Zamawiajgcy w celu|przeliczenia podanych  kwot
przeliczenia przyjmie kurs NBP biorgc
podanych kwot przyjmie s$rednijpod uwage ,Tabele srednich
kurs NBP z miesigca wykonania kurséw walut w roku” (dostepng
wskazywanej dostawy. na stronie www.nbp.pl)

uwzgledniajac date wykonania
wskazywanej dostawy.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA Kryteria- Waga Kryteria- Waga

ZAMOWIENIA 1. Cena- 40 1. Najnizsza Cena- 40

IV.2.1) Kryteria udzielenia zaméwienia|2. Mozliwos¢  wykonywania|2. Konstrukcja gtowicy

(prosze zaznaczy¢ odpowiednie pole litografii w przynajmniej jednym
z importowanych plikow |mikroskopie AFM umozliwiajaca
graficznych pomiar prébek bez ograniczenia
(BMP, JPEG, GIF) i grafikiich rozmiaru i wagi- 10
wektorowej 3. Konstrukcja mikroskopow
w przynajmniej jednym|AFM umozliwiajagca wymiane
mikroskopie sondy skanujacej bez
AFM Waga - 5 koniecznosci justowania uktadu
Stolik mikrometryczny o|lasera (detekcyjna belka)- 10
przesuwie 4. Funkcja - Wykonywania

wiekszym od 10 mm x 10 mm w
przynajmniej jednym
mikroskopie AFM
waga 10
Konstrukcja
umozliwiajaca
pomiar prébek bez ograniczenia
ich

rozmiaru i wagi w przynajmniej
jednym

mikroskopie AFM waga -10

5.  Mozliwos¢  dokonywania
pomiarow

Mikroskopii sit magnetycznych,

gtowicy

pomiarow Mikroskopii sit
magnetycznych w przynajmniej
jednym mikroskopie AFM - 10

5. Doposazenie mikroskopu
STM — o gtowice mikroskopu
do pomiaru matych pradéw
tunelowych o] zakresie
pomiarowym minimum od 0,03
nA do 15nA- 10

6. Stolik mikrometryczny o
przesuwie co najmniej 10 mm Xx
10 mm- 5

7. Mozliwos¢ wykonywania
litografii z importowanych
plikéw graficznych (BMP,
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Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno byé:

zmieniany tekst:
wraz z 60 sondami do trybu MFM|JPEG, GIF) [ grafiki
w wektorowej w  przynajmnigj
przynajmniej jednym|jednym mikroskopie AFM- 5
mikroskopie AFM 8. Mozliwos¢  dokonywania
waga- 10 pomiarow sit elektrostatycznych
6. Mozliwo$¢ dokonywania w przynajmniej jednym
pomiarow mikroskopie AFM, wraz z 30

sit elektrostatycznych, wraz z 30 |sondami do trybu EFM- 5
sondami do trybu EFM w|9. Mozliwos¢ dokonywania
przynajmniej pomiarow mikroskopii rozptywu
jednym mikroskopie AFM waga|rezystancji przez przynajmniej
-5 jeden mikroskop AFM- 5.

7. Mozliwos¢  dokonywania
pomiarow

mikroskopii rozptywu rezystanciji
w

przynajmniej jednym
mikroskopie AFM

waga- 5

8. Doposazenie mikroskopu STM

o0 gtowice mikroskopu do

pomiaru

matych pradoéw tunelowych o
zakresie

pomiarowym minimum od
0,02nA do

15nA waga -15

V1.3.4) Daty, ktére nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktorym znajduja sie Zamiast: Powinno byé¢:

zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i 06/10/2011 10:00 20/10/2011 10:00
dokumentéw dodatkowych lub dokumentu

opisowego

IV.3.4) Termin skfadania ofert lub wnioskéw 06/10/2011 10:00 20/10/2011 10:00

o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 06/10/2011 10:30 20/10/2011 10:30
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VI1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowos¢: Kod
pocztowy:

Panstwo:

Punkt Tel.:

kontaktowy:

Osoba do

kontaktow:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe (jeZeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

V1.3.6) Tekst, ktory nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktérym nalezy dodac tekst Tekst do dodania

V1.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jezeli dotyczy)

7. Zamawiajgcy wymaga, aby do oferty dotgczone byty rowniez nastepujace dokumenty:
a) oferta - zatgcznik nr 1 do SIWZ

b) Opis oferowanej dostawy- urzgdzen — wedtug zatgcznika nr 8 do SIWZ

c) instrukcje obstugi oferowanych mikroskopéw w jezyku polskim lub angielskim.

VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA:
27/09/2011 (dd/mm/rrrr)
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